Sonde de test ICT 25 conseils SF-PA100-H3.0

Spécification de produit

Marque SFENG

Numéro d'article SF-P100 series

Placage Ni-plaqué ou plaqué or

Délai de mise en ceuvre 7 jours ouvrables apres réception du paiement
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Probe specifications SF-P100(3 A HL%) o [;xg ;

= Recommended minimum center(it/ol#E)
2.54mm(.1000 " ) SF-R100-WWH 5.0 (T)
= Mounting hole size(HiTLR +): Jaan
JEFESI: 1.70mm(.0670 " ) A
WA, BERLFAERT: 1.75mm(.0689 ")

o
Py

® Fullu 6.40(.2520 ") [‘H" A g
®  Spring HIEID: 200g bl v
i Tatee Gl IR it SF-R100-WWALER (T)

Plunger:Be Cu.Rh plated; SK4.Rh plated ;

Barrel:Bra: plated D e e Sol vSC2.5,

T Wire wrap: R100-VW2.5.R100-WW,

m C ) BACKHD ] [ R100-WW(ILFR2.5) .,R100-WW WER)

m  Contact resistance (il ) : 50m O (ZERKI) e 26— Terminal: R100-VW2.5(T),R100-WWILFF2.5(T),
= R100-WWALIF5.0(T),R100-WWILIH(T)

19— Noted: Specifications subject to change without noticeliE : MUEEDHRBITEA) Noted: Specifications subject to change without noticeli¥ : B DHRBTEA -20-

1. Nous pouvons répondre a votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Le design personnalisé est disponible et les OEM sont les bienvenus.

3. Nous pouvons livrer les broches de sonde a nos clients partout dans le monde avec rapidité et
précision.

4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité a notre client.

Broche a ressort (simple) pour PCB, ICT, FCT, etc.

Broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les
applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion;

Sonde a double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revétement, goupille LM avec séries QZ et VZ;
Sonde de courant élevé, sonde de commutation, aiguille capacitive;

Borne et prise / prise;

Autres composants électroniques connexes, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charniére en fer,



etc.

1. Agilent current testing 2. Quadratic element 3.Load Curve Meter

Ik

4.Bond Test 5.Life Fatigue Test 6.Microscope

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products

will be sent out within 15 days.
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